





serales se seccionan en tramgs y se calcula la
SNR frecuencial de cada trama realizando luego
un promediado de todas ellas.

Distancia de Itakura

Se trata de una variacidn de la distancia
propuesta por Itakura y Saito que puede ser
referida como una relacién de maxima

verosimilitud (likelihood ratio)/&/,/7/.

Siendo Xi: y X= modelos autorregresivos y
02,502 los errores de prediccion, la
distancia de Itakura se define por

d;= Ln 02:/02, (J|X1|2/|X&|2 do/2w )
Como se puede observar no se trata de una
medida simétrica.

Consideremos 1los modelos autorregresivos
del apartado anterior. ELError entre ellios en
una escala logaritmica se define como

V(o) = Ln|X1(e)l2 = LanE(e)li

Podemos definir la medida de distancia
espectral logaritmica /&/,/7/ a través de wuna
norma (1)

tdg )P= [ lV(Q)lD de/2w (1)

A medida de que el valor de p aumenta los
efectos de 1los errores grandes son mas
duramente ponderados que los errores pequenos.
Distancia cepstral

El mayor inconveniente de la medida
anterior es el computacional vya que es
necesario realizar dos calculos de

transformadas y logaritmos
integral (1) por un sumatorio.
se ha implementado la distancia
que simula la distancia espectral

y evita el calculo de transformadas.
mediante

para estimar la
Es por ello que
cepstral /&/
logaritmica
Se define

|UCL) 2= £ (Cue = Cuy)?

siendo Cu, Y Cuy los coeficientes del cepstrum
de la serales de entrada y salida
respectivamente.

En el momento de redactar este trabajo se
estad realizando un analisis de correlacidn
entre los resultados del test y los resultados
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obtenidos de las diferentes medidas objetivas.
En este andlisis se estan usando dos figuras de
mérito. La primera consiste en el cdlculo del
coeficiente de correlacidén entre el DMOS y las
medidas objetivas. La segunda figura de mérito
es la estimacidn de la desviacidn estandar del
error cuande la medida objetiva es usada para
predecir el resultado subjetivo. Los resultados
obtenidos se presentaradn en la conferencia.

Conclusiones

La conclusidn mds importante que puede
deducirse es que la realizacidén de un test
sub jetivo fiable es un trabajo arduo y costoso,

a la vez que existen puntos del test
susceptibles de variacidn segun el uso que se
quiera dar al test o simplemente debido a otra

interpretacion de lo que debe ser un test
sub jetivo. '

En cuanto a 1las medidas objetivas se
observa un mejor comportamiento subjetivo en
las medidas frecuenciales y que aumenta si en

su cdlculo se eliminan 1los intervalos de
silencin. Es importante destacar la disminucidn
en el tiempo de c&lculo gque se obtiene en las
distancias de Itakura vy del cepstrum con
respecto a las medidas frecuenciales globales.

Restan por analizar un gran numero de
medidas objetivas ya que en este trabajo solo
se han estudiado las que ha priori se ha creido
mads importantes, pero en la actualidad se
conoce la existencia de unas 600 medidas
objetivas; aparte de 1la posibilidad de 1la

obtencién de . nuevas medidas combinando 1las
existentes con pesos apropiados.
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